i85 M

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

™ PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN BAHAN & SUMBER MINERAL
SCHOOL OF MATERIALS & MINERAL RESOURCES ENGINEERING

BORANG PERMOHONAN PENGGUNAAN PERALATAN
SCANNING PROBE MICROSCOPY (AFM)

Kategori Projek (ProjectCategory): |:| Tahun Akhir (Final Year) |:| MSc |:| PhD

|:| Perundingan(Consultation) D R&D
NVE= a0 Y o] o] 1 T o |
T U S H/ P
USM ext. NO.: «.veeiiiiiiiie e NO. MatriX/IC: e
RS o3 g0 T0] 1= o - U g 4= o1

[RLSTY =T 1) o I I [

JENIS ANALISIS
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